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前言

　　电子信息科学与技术发展快、使用性强、应用面广，要求学生数理基础好。
我认为，对于电子信息科学与技术专业的学生，大学课程与中学课程最大的区别是，不但要求学生在
课堂教学中学习实际科学研究和工程要用的理论知识，而且要求学生通过实验真正掌握所要求掌握的
理论知识和动手技能，使学生毕业后能从事科学研究和工程设计。
所以，实验教学是理论教学的深入和继续，是培养学生自学能力、动手能力和严谨的科学态度的重要
环节。
　　在上述条件、需求和对实验教学的认识的基础上，从2002年起，电子电路实验室的教师和实验技
术人员，在原《电子电路实验》的基础上，减少基于中小规模标准数字集成电路的电路实验，增加了
数字电路软件仿真实验、基于可编程逻辑器件（CPLD）的实验、基于单片机的实验和数字电路专题
实验。
在此过程中，自行设计和制作了实验电路，不断更新编写相应的实验教材《数字电路实验》。
现在读者见到的教材《数字电路实验》大约在2006年前后成形，其后在使用中不断地修正。
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内容概要

本教材可分为五部分：中小规模标准数字集成电路的电路、CPLD、单片机、数字电路专题实验和实
验中使用较多的芯片资料。
在中小规模标准数字集成电路的电路中，编者自行设计了使用EWB对74LS00内部电路的仿真，以加深
学生对集成数字芯片的电路特性方面的认识。
在基于HC4046的锁相环电路设计中，要求学生根据芯片资料设计二阶数字锁相环路。
在CPl。
D应用实验中，要求学生由简到繁学习Veril09语言。
在实验电路板上，设计了没有防抖动电路的按钮和有防抖动电路的按钮，让学生体会实际电路中可能
出现的问题。
在单片机实验中，强调单片机电路与汇编语言关系。
这三部分为课内必做内容。
数字电路实验一般单独设课，为每周4学时，一学期共68学时，计2个学分。
数字电路专题实验为开放实验，专题实验给出题目和思路，没有具体的办法，前三部分的必做实验在
知识上已为做专题实验做好了准备。
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章节摘录

　　第3章 基本实验　　3.1 实验要求　　3.1.1 概述　　基本实验的目的是：进一步巩固“数字电路与
逻辑设计”课的基本理论，能灵活应用所学知识设计一些实用电路，分析和处理实验中遇到的一些问
题；熟悉常用数字仪表的基本原理和使用方法；对数字电路的现代化EDA设计方法有初步了解，
用EDA设计方法改进用中小规模集成电路器件构造数字电路的传统方法，以大规模集成电路（PLD器
件）的应用实验为中心，学习新技术，掌握新技能，接受新思想，以拓宽知识面；实验注重培养观察
问题和分析问题的能力，注重培养创新精神。
　　实验方法采用虚拟实验和硬件实际实验相结合的方式进行。
提倡实验预习虚拟化，即用计算机EDA软件完成实验预习。
　　为适应不同专业的教学要求，从不同程度和不同兴趣学生的需要出发，在实验内容的安排上，采
用系列实验的方式。
教师可根据学生的不同专业，指定必做实验内容；鼓励学生根据自己的兴趣和可能做一些选修实验，
以便因材施教；同时应当容许学生白选符合实验大纲的课题。
　　在实验内容的选择上，强调数字电路基础性技术课题，适当安排一些研究性课题，同时也安排一
些小型综合实验，以提高综合运用理论知识分析和处理设计中所遇到的问题的能力。
实验课题的选择应尽可能避免多个班级选取同一课题的现象。
若实验课题量不能满足要求，应注意及时增补，特别注意增补实际应用课题。
　　3.1.2 实验报告的撰写　　实验需要撰写实验报告，这不仅是形式上的需要，而且是一项重要的基
本功的训练。
撰写实验报告是总结、回顾实验结果，加深对基本理论的认识和理解，从而可以进一步扩大视野的重
要途径。
实验报告要求能完整而真实地反映实验结果。
撰写实验报告要遵守一定的规范和要求，即实验报告要书写工整、语句通顺、数据准确、图表清晰，
并能从实验过程的观测中找出问题进行分析和讨论，发表自己的见解。
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